KF GAMF Kar
2011–2012-es tanév tavaszi félév

Tantárgyi követelményrendszer és programleírás


I. Követelményrendszer

1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság

Ipari folyamatok méréstechnikája, MAI6A5GL-T, 4, KV
2. Felelős szakcsoport

Automatizálási  és Alkalmazott Informatikai Szakcsoport

3. Szak, szakirány, munkarend (tagozat)

Gépészmérnöki Szak, Mechatronikai szakirány, levelező tagozat

4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint, keresztfélében)

Mintatanterv szerint, 6. félév

5. A meghirdetés formája (csak vizsgára, teljes tantárgyfelvételre)

Teljes tantárgyfelvételre

6. Heti tanóraszám 

7. A félévi konzultációs órák száma (levelező) 12 konzultáció.
8. Az előfeltételi tantárgy (tantárgyak) neve és kódja

9. Félév végi követelmény (aláírás, gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat)

Vizsga
10. A kötelező ismeretellenőrzések a szorgalmi időszakban (TVSZ 11. §)

Mérési programok elkészítése, beadása kislemezen, vagy CD-n (4 nagyfeladat mérésprogramozási témakörből).

11. A sikeres gyakorlati jegy feltételei (TVSZ 11. §)

12. A sikeres aláírás feltételei (TVSZ 11. §)

13. A vizsgára bocsátás feltételei (TVSZ 11. §)

Működőképes, színvonalasan kidolgozott mérőprogramok elkészítése, leadása legkésőbb az utolsó konzultációig.

14. Jegymegajánlás (TVSZ 14. §)

15. Elővizsga (TVSZ 15. §)

16. A vizsga részei (írásbeli, szóbeli stb.), menete, a vizsgajegy meghatározása

A vizsga szóbeli, amely a félév végén kiadott kérdések alapján történik.

17. Ajánlott irodalom

Hegedűs Zoltán: Ipari rendszertechnika I., KF GAMF Kar, Kecskemét, 2005., H-358.
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Sebestyén Béla: Az integrálódó gépipar mérés- és ellenőrzéstechnikája, OMIKK, Bp. 1989. ISBN 963 593 0593

Schnell László: Jelek és rendszerek méréstechnikája, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

D. Hoffmann: Az ipari méréstechnika, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1982.

Ajtonyi-Gyuricza: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek.   MK. Budapest 2002.
II. Programleírás

1. Mérésadatgyűjtés ADVANTECH modulok és GENI szoftver alkalmazásával.
2. Mérésadatgyűjtés NI  modulok és LABVIEW szoftver alkalmazásával.

3. Ipari képfeldolgozás DVT kamerák segítségével. Élszámlálás, alakzatfelismerés, mérés, matematikai műveletek.
4. Ipari képfeldolgozás NI kamerák segítségével. Élszámlálás, alakzatfelismerés, mérés, matematikai műveletek.

5.  Feladatbeadás, félévzárás
Kecskemét, 2011. január 20.
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hallgató
tanszékvezető
tantárgyelőadó

A megvalósult tanmenet a fönti leírástól a következőkben tért el:
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